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(54) Title: MEASURING FORM CHANGES OF A SUBSTRATE 

(54) Bezeichnung : ERMITTLUNG VON FORMANDERUNGEN EINES SUBSTRATS 

(57) Abstract: The present invention relates to a device and 
a method for measuring form changes of a substrate (16) 
parallel to the substrate surface (160), having the following 
features: at least one detection device (2) for detecting 
images of structures (14, 15, 20) arranged on the substrate 
surface (160); an optical system consisting of at least two 
optical devices (4, 7, 21) and having at least two different 
beam paths (10, 11, 12, 13, 26, 27) for imaging the 
structures (14, 15, 20) on the detection unit, distances (dxi, 
dyi, dx2, dy2, dxn, dy„) of images (14', 15', 20') of the 
structures (14, 15, 20) and/or changes in the distances (dxi, 
dyi, dx2, dy2, dxn, dy„) being measurable by the device. 

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfmdung betrifft 
eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Ermittlung von 
Formanderungen eines Substrats (16) parallel zu dessen 
Substratoberflache (160) mit folgenden Merkmalen: -
mindestens einer Erfassungseinrichtung (2) zur Erfassung 
von Abbildungen von auf der Substratoberflache (160) 
angeordneten Strukturen (14, 15, 20), - einer aus mindestens 
zwei Optikeinrichtungen (4, 7, 21) bestehenden Optik mit 
mindestens zwei unterschiedlichen Strahlengangen (10, 11, 
12, 13, 26, 27) zur Abbildung der Strukturen (14, 15, 20) 
auf der Erfassungseinrichtung, wobei durch die Vorrichtung 
Abstande (dxi, dyi, dx2, dy2, dxn, dy„) von Abbildungen (14', 
15', 20') der Strukturen (14, 15, 20) und/oder Anderungen 
der Abstande (dxi, dyi, dx2, dy2, dxn, dy„) ermittelbar sind. 


